DIN CEN ISO/TR 5602:2023-05 (D)

Fehlerquellen bei der Anwendung elektrochemischer Impdanzspektroskopie bei der
Untersuchung von Beschichtungen und anderer Stoffe (ISO/TR 5602:2021); Deutsche
Fassung CEN ISO/TR 5602:2022

Inhalt Seite
EUTOPAISCRES VOTWOT T ciuiiiiiiaimsmssssssmssissssssssssssnsssasssssssssssssssassssssassssssssasssss sassssssssas sess sas s ss sasas sess sasssss sasss s sssssassnsssasassnsssasss 4
20 0 ) o 5
00 0 101 6
1 AnwendungsbereiCh.......m————————————————————————_—_———_— 7
2 NOIrmative VErWeISUNZEIN ....cuiiimismsssssnssssississssssssssssssssas st sss s s s s s sms s s s s sm s e s 7
3 BEGIIffe ... A 7
4 Fehler im Aufbau der MeSSzZelle.......cmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssms 8
4.1 Oberflachenrauheit ... —————————————_————_——_———_———_— 8
4.2 0-Ring — Betrachtungen iiber die genaue Bestimmung der Messflache.........coonnnsnicinscsnsssnnnn 9
4.3 Fehlerhafte Beschaffenheit der Messzelle.........coummmmmmmmmmmmmssssssssssms 13
4.3.1 Optisch erkennbare LECKS .....ccmmmmmmsmmmmmmmmsmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnss 13
4.3.2 Optisch nicht erkennbare Ursachen........cmmmmmmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssss 13
4.4 3Ty AT oL L T 0T ) o 15
4.4.1 Allgemeine Informationen zum Abstand zwischen der Bezugs- und der Arbeitselektrode......15
R S\ 7] 010 1011 17
4.4.3 Luftblase in der BezugseleKtrode ... 17
4.4.4 Kontaminierung der BeZugseleKtrode.......mmmmmmmmmsmmsssssssssssssssssssssssss 17
4.4.5 Ausbluten der BezugseleRIrode ... 17
4.5 GEgENEIEKITOUEN ... SRR 17
s S =3 A € ) (= o 17
4.5.2 Reaktive GegeneleRIroden ... ssss 17
4.6 Gaseinschliisse in der MeSSzZelle.......mmmmmmmssss————————————————— 17
5 Storungen durch Elektronik inkl. AbScChirmung ... 18
51 FaradaySCher Kafig ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssasssssssnssassenssass 18
5.2 Verliangertes Kabel (ohne aktive AbSChIrmung) ... 21
5.3 3G 10 T L0 o] 22
5.4 Ubergangswiderstinde zwischen metallischen Kontakten und der
Arbeitselektrode/GegeneleKtrode .......mmmmmmsmmssssssssasss—————————" 23
5.5 00T Q4 L L) 24
5.6 Umschaltung des MeSShereichs ... 25
5.7 Streusignale in der StromMVerSOrgUNG......couimsismsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 27
5.8 Unzureichendes Signal-Rausch-Verhaltnis ... 28
5.9 Beeinflussung durch Peripheriegerate ... 28
6 Parameterauswahl, MessbereichSgrenzen ........mmmmmmmmsssss———————" 30
6.1 Priifung mit offenen LeitunNGen ......ccmmsmsmmmsmsmsmsmsmssmmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 30
6.2 Anmerkung zu Testschaltkreisen — ISO 16773-3 ... 30
6.3 Ungeeignete AMPLTUAE ... s sssss s sessse s 30
6.4 Unzureichender Frequenzbereich......mmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 32
6.5 Wiederholrate fiir nachfolgende MeSSUNGEN ... ssssssssssssssssssans 33
7 Instationdre MessbediNGUINEENN ... s s ses 34
7.1 B} F e 10 T3 0 (LT 34
7.2 Schwankungen der TemPeratur ... eissmmsssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssss s sssssassssssssssseses 35



7.3 Elektrolytische LeitfahiKeit ... 37

7.4 0 10 1 ) ) 37
7.5 W Y0125 T 1 123 1 L LT 0L 00 37
7.6 Korrodierende ArbeitSeleRtrode.......ummmmmmmsssssssssssss s 40
7.7 Reaktive GegeneleRIrOdenN . ..o s s n s s s 40
7.8 Gasbildung an der GegeneleKIrode ... ———————— 40
8 Entwicklung und Auswahl von ErsatzschaltkreiSen ... mmmmmmsmsmssssssssssssssssssssssssanss 40
8.1 Konstantes Phasenelement.......coumeimmismmmsmsmsisssssssssnssssssss s ssssssssssassssssassssssasassssssassnss 40
8.2 Vielfiltige Moglichkeiten fiir die Auswahl von Ersatzschaltkreisen ..., 42
8.3 Warburg-IMPEAaANZ .......cocvrsesesessmsmsmssmsmsmssssssmssssssssssssssssssssssssssss s s s s sss s sssssesesms s s sesssseses 44
9 Aussagekraft von Messwerten aus ErsatzschaltRreisen.......ummmmsmmsssssssn 44
9.1 117 2T 1001 Tl 1 ) o 1 =) 1 . 44
9.2 PlausibilitatSanalySe .....coicrnimsimsssssis s AR 45
10 Interpretation der Messwerte verschiedener Beschichtungssysteme..........coummmmmmma 45
I T ) o o1 4B 00 LD o 45
10.2  Schichtdicke und MeSSfIACRE........ccovmiinmniimi s s 46
10.3 Anzahl der SChiCHEeN ... R e S 47
10.4  KONAItiONIETUIE .oucotieiarsrsrssssmssssssmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssasssas s sss s seas s s s s s E A RS SRR R R R SRR E R AR R SRR R RRR AR R R R SRR R R NSRS 51
10.5 Generischer BIndemitteltyP ... s 51
11 Darstellung der DAten.... . s s s sss s s s s sas s s n s e sas e e R SRR RS 51
Anhang A (informativ) Berechnung der Kapazitiat der Beschichtung ..o, 54
Anhang B (informativ) Weitere Informationen iiber den Einfluss der Doppelschicht-Kapazitit......... 55
Anhang C (informativ) Schatzung der Gréfdenordnung einer durch Korrosion verursachten

Yol 110 0 2 1A L L, 56
L] o L 00 = ] 57



		2026-04-20T01:27:08+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




